
Fragebogen zur Eignungsprüfung

Bezeichnung Antwort Kriteriengewi
chtung

1 Zulassung Angebote

1.1 Eignung mit Angebot abzugeben/
Suitability Criteria with offer

F 1.1.1 Referenzen / Comparable projects
Referenz von mindestens 3 vergleichbaren
Projekten, nicht älter als drei Jahre
(Kurzbeschreibung Gerät, Kundennennung)
***ACHTUNG***:
Sollten Sie aus Datenschutzrechtlichen
Gründen Ihre Ansprechpartner nicht
benennen dürfen, so kategorisie-ren Sie
bitte Ihren Auftraggeber (Forschung,
Industrie, andere öffentliche Auftraggeber)
und bestätigen die Vergleichbarkeit der
Referenzen mit der ausgeschriebenen
Leistung.

*** ENGLISCH ***

Comparable projects not older than three
years (min. information: name of client,
contact person incl. contact details).
Attention:
If for data protection reasons, you are not
allowed to name your contact persons,
please categorize your client (research,
industry, other public contractors).

F 1.1.2 Eigenerklärung über das Nichtvorliegen
von Ausschlussgründen nach § 123 und
§ 124 GWB
***HINWEIS***
IN DEM TEXTFELD IST DIE DATEI ZU
BENNENEN (SIEHE DATEI
"Eigenerklärung-Selfdeclaration.pdf"), DIE
SIE ALS NACHWEIS UNTERSCHRIEBEN
HOCHLADEN MÜSSEN

F 1.1.3 Bönitätsprüfung
Der Auftraggeber behält sich vor, eine
Auskunft bei der Creditreform einzuholen.
Ab einer Bonität von 300 Punkten wird der
Bieter ausgeschlossen. (verpflichtend bei
EU-Verfahren >214.000 €)
Bonitätsprüfung:
a. 100 - 149: Ausgezeichnete Bonität
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b. 150 - 199: Sehr gute Bonität
c. 200 - 249: Gute Bonität
d. 250 - 299: Mittlere Bonität
e. 300 - 349: Schwache Bonität
f. 350 - 499: Sehr schwache Bonität
g. 500: Mangelhafte Bonität
h. 600: Ungenügende Bonität /
Zahlungseinstellung

F 1.1.4 Support
Eigenerklärung das deutschsprachiger
Service und Support verfügbar ist.

Mit Unterzeichnung bestätigt der Bieter die Richtigkeit der
von ihm gemachten Angaben.

Datum, Unterschrift, Firmenstempel
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